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Abstrakt

Komunikat zawiera podstawowe informacje dotygezbibliograficznych baz danych tworzonych w
Osrodku Informacji Naukowej i Technicznej Instytutaavansowanych Technologii Wytwarzania
(dawniej Instytutu Obrobki Skrawaniem). Szczegdétamadwiono bibliograficzno-abstraktevihaz
danych SAWIOS rejestrafa wybrane artykuty z polskich i zagranicznych czaswptechnicznych z
zakresu technologii wytwarzania oraz §danych PUBLIKACJE rejestraga publikacje
pracownikéw IZTW. Omdwiono tade bazy danych tworzone w ramach Centrum Innowacji,
Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwania, w tym dziewd¢ baz tematycznych
oraz ,Katalog Elektroniczny Wybranych Polskich GpisPatentowych” sklasyfikowanych wedtug
klas B23 i B24. Wszystkie prezentowane bazy darsgdiezptatnie udogpniane w Internecie.

Stowa kluczowe
bibliograficzne bazy danych, informacja patentoimégrmacja naukowa i techniczna

Abstract

The paper presents data bases that have beerdare&@entific and Technical Information
Department of Institute of Advanced Manufacturireciinology (formerly Institute of Metal Cutting).

It shows details on SAWIOS data base, that receslicted polish and foreign technical journals’ and
proceedings’ articles concerning manufacturing netdgy, and PUBLIKACJE data base, that records
publications of the Institute scientific workersata bases created in the Centre of Innovation,
Transfer and Monitoring of Manufacturing TechnokgyDevelopment, including 9 thematic data
bases and Electronic Catalogue of selected PoitnEs (class B23 and B24), have been also
described. All databases are free available omriate
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Wprowadzenie

Bibliograficzno-abstraktowe bazy danychrsezizdnym narzdziem przyspieszagym
wyszukiwanie najnowszych publikacji. Do najéziej wykorzystywanych przez specjalistow
zrodet informacji naukowej natg czasopisma fachowe oraz materiaty konferencyjngod
ten jest uzasadniony ze wzdl na stosunkowo krotki cykl wydawniczy tyziodet, co
gwarantuje czytelnikom szybki deptdo najnowszych wynikow baflaDziatalng¢ Osrodka
Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawansinych Technologii Wytwarzania
(OINT IZTW) od wielu ju lat koncentruje giwokot prac zwiazanych z utrzymywaniem
bazy danych SAWIOS oraz tworzeniem i aktualizacnych baz, prezentowanych poeil

Baza danych SAWIOS

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych SAWIOSstjge wybrane artykuty z polskich i
zagranicznych czasopism technicznych z zakreswlszgogtej technologii wytwarzania.



Zakres tematyczny bazy skupia sa gtdwnych kierunkach bagl@rowadzonych w
Instytucie, a gto:

- zaawansowane metody ksztattowania ubytkowego irpstgwego wyrobow (obrébka
skrawaniem, niekonwencjonalne metody obrébki, sieylbkytwarzanie prototypow) —
procesy, nargzia, oprzyradowanie, obrabiarki specjalne;

- metrologia, zwtaszcza wielkoi geometrycznych, technika moataoraz metody i
specjalne urmzenia do badai testowania wyrobdow;

« inzynieria materialowa — powtoki, materiaty natiziowe ceramiczne i supertwarde.

Baza, tworzona od 1990 r., liczy obecnie bliskdy&9 rekorddéw zawieragych opisy
bibliograficzne oraz abstrakty wzyku polskim. Zasig chronologiczny rejestrowanych
materiatldw obejmuje lata 1988-2009. Baza jest @adn aktualizowana i udaginiana
bezptatnie na stronie WWW IZT\Wtp://www.ios.krakow.pl/sawios/[1Do udosipniania bazy
w sieci zastosowano system Expertus firmy SpleSgstemy Informacyjne S.C. z Poznania.
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Rys. 1. Strona wyszukiwawcza bazy danych SAWIOS
Zrodio: opracowanie wiasne na podstaaza danych SAWIO8n-line]. [Dostp 5 maja 2009]. Dogpny w
World Wide Webhttp://www.ios.krakow.pl/sawios/

Wyszukiwanie w bazie SAWIOS mioa prowadz w nast¢pujacych polach wyszukiwawczych:
+ autor,
« stowa z tytutu oryginatu,
« stowa z tytutu w¢zyku polskim,
» stowa z notatki (abstraktu),
« skrot tytutu czasopisma (lub zbioru referatow koefeyjnych),
« rok,
« jezyk.

Wyszukiwanie mana wspomaganastpujacymi indeksami:
« autorskim,
« stéw z tytutu oryginatu,



« stow z tytutu w gzyku polskim,
+ slow z abstraktu,
«  skrotow tytutdw czasopism.

Wyszukiwanie mee by zawgzone przez:
« wybor roku/lat poszukiwanych publikaciji,
«  Wybor jezykal/gzykdw publikacii.

Baza danych PUBLIKACJE

Baza zawiera opisy bibliograficzne polskich i zagecanych publikacji pracownikow IZTW.
Stanowizrodto informacji o specjalistach w dziedzinie obtbskrawaniem, erozyjnej,
elektrochemicznefciernej oraz niekonwencjonalnych metod obrébki. @ile baza liczy
1214 rekorddéw (stan na marzec 2009 r.). Dane re@ane § od 1986 r. Rekordy zawiergj
opis bibliograficzny publikacji (autor, tytut artyku w jezyku oryginatuzrodio i wydawe)
oraz stowa kluczowe.

Baza udosipniana jest bezptatnie na stronie WWW Instytutuviza@sowanych Technologii
Wytwarzaniahttp://www.ios.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htnmDo udosgpniania bazy w
sieci wykorzystuje sioprogramowanie GenlsisWeb (UNESCO).
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Rys. 2. Strona wyszukiwawcza bazy danych PUBLIKACJE
Zrodto: opracowanie wlasne na podstaBaza danych SAWIJSBN-line]. [Dostp 5 maja 2009]. Dospny w
World Wide Webhttp://www.ios.krakow.pl/sawios/

Wyszukiwanie w bazie publikacji mpoa prowadz wedtug autoréw, stow z tytutu, nazwy
czasopisma, miejsca wydania, stow kluczowych igwstch rocznikdw. Wyszukiwanie
utatwiaja stowniki (spis autoréw, wykaz czasopism, wykaz jsdewdci, indeks stow
kluczowych oraz spis daginych rocznikow).



Bazy tworzone w ramach Centrum Innowacji, Transferui Monitorowania
Rozwoju Technologii Wytwarzania

Na potrzeby Centrum Innowacji, Transferu i Moniteemia Rozwoju Technologii
Wytwarzania (CITIMRTW), powotanego w IZTW w 2004 opracowano system informacji
o technologiach wytwarzania, ktory obejmuje bazyyda o publikacjach i patentach oraz
dokumentacyjne zestawienia tematyczne odpowiadajtéwnym przedmiotom
zainteresowania Centrum. Bazy danych i zestawmgthistpniane g na stronie WWW pod
adresemhttp://www.ios.krakow.pl/CITIMRTW/index.php3

Bazy danych zawiergjematycznie wyselekcjonowane informacje o arty&ita polskich i
zagranicznych czasopism naukowych i technicznyal orateriatéw konferencyjnych
prenumerowanych przez BiblioigkZ TW. Zawarté¢ stanows dane z lat 1988-2009, na
biezaco aktualizowane na podstawie materialtdw naptyesagh do biblioteki. Oprécz danych
bibliograficznych w bazach zamieszczono rowrkedtkie streszczenia wegyku polskim
artykutow i referatow konferencyjnych.

Opracowano nagbujace bazy:
« Inzynieria Powierzchni”,
« ,Mikro- i Nanotechnologie w Wytwarzaniu Wyrobow”,
« ,Technologia Montau i Demontau”,
- ,Powloki Odporne na Ztywanie”,
+ ,Metrologia Wielkasci Geometrycznych”,
- ,Automatyzacja i Robotyzacja w Wytwarzaniu”,
- ,Niekonwencjonalne Metody Wytwarzania Wyrobow”,
- ,Skrawanie z Wysokimi Ridkasciami”,
+ ,Nowe Materiaty”.
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Rys. 3. Strona wyszukiwawcza jednej z baz danyaitrGm
Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie biiro- i Nanotechnologie w Wytwarzaniu Wyrobfom-line].
[Dostep 8 maja 2009]. Dogpny w World Wide Webhttp://www.ios.krakow.pl/wwwisis/nano/form.htm




Do udosgpniania baz w Internecie wykorzystano program AsWeb rozpowszechniany
przez UNESCO.
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Wynik wyszukiwania
Liczba rekorddw tniajacych kryteria wyszukiwania (Stowa z
notatki=mikro) and (Skrot tytubu czasopisma=CIRP ANN or VDI-
Z ) and (Rok=2008) : 3

[ 5264 =]
Lung D.; Abdufidouans M.; Sangermann H
Skakarungseffekte bai dar Mikrozerspanung,
Rezultaty skalewania procesu w mikroskrawamiu,
VIM-Z, 2008, rd spac, T1, 5, 42-43,
Razultaty skalpwania procasu skrawania na potrzeby méoroobrdbki przadstawiona na praykladzie wisrcenia
wierthami kretymi (1 od 50 pm do 10 mm) w maberiaba C45E+N oraz frezowania mikrofrazami Drzpieniowymi
z drobraziamistych weglikdw spiekanych stopriowanych Scian boczmych w prredmiocie z X5CrN1E-10.
Ustalond, 2e wiasciwa sila posuwu prIy wiarcaniu (683 odniessana do praakroju warstwy skrawana)) ma
preabieg resliniowy, zalefry od Sredmicy wiertha (Emnisjazamme drednicy wiertha powoduje gwaftowmy
wzrost te]j sity]. Uawniono korzystry wpbyw frezowania wspédbistnage na jakest obrobions) powiarzchni
0raz zalenodd bhgddw ksztalty od poosiows) glsbokoscl skrawania
[2] 5266 [+]
Bssacca G.; Hansan H.N. Shinsky 1,
Maodaling the cutting edge radius see affect for force pradiction in mecro miling.
Modelowanie wielkodcl promienia krawedzl skrowajace] w celu przewidywania sif prey
mikrolrezowaniu,
CIRF ann., 2008, t. 57, nr 1, 5. 113-116
Opracowano tacratyczny modal do przewidywania ot skrawania podczas mingfrezowama, vwzghkdnagoy
promien kiagwedsi skraw sjgce], bick nardedzia i edelylenis kyts sphyvwu widra od kata pochylenia. Do
WYZINACIZEnia paramatrdw procesu reazbednych do okreglania sit dealajgoych prey mikrefrazowaniu
wikorzystano riwnowaing plaszozyzne poslzgu widra oraz stosunek grubodcl reacdcietage widra {uncul
chip] do promienia krawedzi skrawajgoej. Wykarano rgodnase migdey otrzymanymi na podstaeie modeb
wartosciam tegrabyczrymi | slami pmierzonymi. Stwierdzona takde, ie stosowares zasady Stablersa
stanowi rozsadive przyblizenie | 2e bcie mikrolreza walcowo-czohowego jest skuteczrse kompensowane
proez ugigoia narzgdria spowodowane skami skrawania. i
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Rys. 4. Wynik wyszukiwania w jednej z baz danychtBem
Zrédio: opracowanie wlasne na podstawie bazy Centrum

Wyszukiwanie w bazach mina prowadzi wedtug autorow, stow z tytutu oryginalnego oraz
polskiego, stéw z notatki oraz skrétu tytutu czasom. Zakres wyszukiwania roe by
zawezony przez wybranie roku lub lat poszukiwanych pkdodji oraz gzyka lub gzykéw
publikacji. W celu utatwienia wyszukiwania przygeiano indeks autorski oraz indeks
skrétow tytutdbw czasopism.

Kolejna baz udostpniam na stronach Centrum jest ,Katalog Elektronicznybfanych
Polskich Opiséw Patentowych” sklasyfikowanych wedklas B23 i B24. Baza jest
aktualizowana w miarnaptywu materiatow.

Tematyka polskich opiséw patentowych, zawartychatalogu elektronicznym, obejmuje:

- obrabiarki i obrobk metali, w tym rozwiercanie, frezowanie, strugapigwanie,
wykonywanie kot zbatych, nacinanie gwintow, obrabkradem elektrycznym,
lutowanie, zgrzewanie, obrobkaserow, obrabiarki, elementy obrabiarek, icheéa
skladowe i ospr;

« szlifowanie i polerowanie, w tym maszyny i adzenia do szlifowania, polerowania,
obciagania i kondycjonowania powierzchiziernych, obréb& strumieniowoscierm
oraz nargdzia do szlifowania, polerowania lub ostrzenia.

Dostpne w bazie pierwsze strony patentow w formacie B&keraj informacje o istnieniu
praw wyhcznych, ich wtaciwosci i okresie trwania, a tak abstrakty i rysunki.
Wyszukiwanie w katalogu nioa prowadzi wedtug numeru patentu, nazwy wdeiela



patentu, nazwiska tworcy wynalazku, stow z tytuddemtu i stow kluczowych. W celu
utatwienia poszukiwadostpne g stowniki dla pdl: ,Uprawniony z patentu” i ,Stowa
kluczowe”. Baza, licaca obecnie 893 rekordy, jest udgstiana bezptatnie na stronach
Centrum pod adresehitp://www.ios.krakow.pl/wwwisis/patent/form.htm

KATALOG ELEKTRONICZNY
wybranych Polskich Opisdw Patentowych

sklasyfikowanych wg kdas B23 1 B24,
wydanych przez Urzad Patentowy,
dotyczacych tematyki cpracowywane] przez
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
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Wskaziwki dotvezace wyszukiwania:

Tarminy wyszukinsvweze w jadnym polu nalety rozdzielad drednikiam.

Pale wyboru z prawej strony pozwals na wybranis sperators logicznego, kidrym beda polaczens berminy w jednym polu.
Cperator logiczny 2 levej strony dotyczy laczenia kolejnych pol,

Do wybory terminu wyszukivawczego moine skorzystad ze slownika wywolywanego preez kliknigcie preycisku “Hownik”,
Tarminy wybrane w slowniku prrencsi sie do wadcivego pols prrez klikniscie praycisky “Prosniss”,

W fermularzu wystarczy wpisec piermaze ltery poszukivenego berming.,

LG

Wotor wyszulbiwawozy : WWWISIS BIREMEPAHOOPE - UNESCO
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Rys. 5. Strona wyszukiwawcza ,Katalogu Elektroniega Wybranych Polskich Opiséw Patentowych”
Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie ,KatalogekEbnicznego”.

Przypisy

[1] Odestania do stron internetowych przedstaywagrsi aktualr w dniu 5 maja 2009 r.
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